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Encadrement de théses

2013

2015

2019

2019

Lise Guérineau

CIFRE EDF R&D - Clamart.

Dates : 01/04/2010 — 30/04/2013

Direction : 100%

Titre : Analyse statistique de modéles de fiabilité en environnement dynamique.
These soutenue le 26 juin 2013.

Lise Guérineau est actuellement ingénieure de recherche a3 EDF Lab Paris-Saclay.

Rabih Damaj

Bourse Liban.

Dates : 01/10/2010 — 01/06/2015

Co-direction a 60% — 40% Professeur Gilles Durrieu — LMBA/UBS

Titre : Inférence sur le Processus de Mino.

Thése soutenue le 29 mai 2015.

Rabih Damaj est actuellement enseignant-chercheur a I'Université Libanaise de Beyrouth.

Van Cuong Do

Bourse du Gouvernement Vietnamien.

Dates : 01/01/2015 — 19/04/2019

Direction : 100%

Titre : Inference for some stochastic processes with applications to thunderstorm data.
These soutenue le 19 avril 2019.

Van Cuong Do est enseignant-chercheur a I'Université Nationale de Génie Civil a2 Hanoi au
Vietnam.

Huu Du Nguyen

Bourse du Gouvernement Vietnamien.

Dates : 01/09/2015 - 12/07,/2019

Direction : 100%

Titre : System reliability : inference for common cause failure models in contexts of
missing information.

Thése soutenue le 12 juillet 2019.

Huu Du Nguyen effectue actuellement un post-doc a I'Université de Liege en Belgique.

Jurys de these

2011

2015

Membre examinateur du jury de these
de Thomas Galtier soutenue a Rennes en juin 2011.

Rapporteur et membre du jury de la these de Ding Tuan Nguyen
soutenue a I'Université Technologique de Troyes en décembre 2015.



Responsabilités scientifiques

2011-2016 Membre du Conseil du Laboratoire de Mathématiques de Bre-
tagne Atlantique (LMBA- CNRS — UMR 6205)

2006 Membre extérieur de la Commission de Spécialistes 26 de I'Uni-
versité de Antilles-Guyane.

2005 Membre de la Commission de Spécialistes 25/26 de I'Université
de Bretagne-Sud.

1998 Membre suppléant de la Commission de Spécialistes 25/26 de
I'Université de Bretagne-Sud.

1996-2001 Responsable des rapports techniques, organisateur du Sémi-

naire, animateur de groupes de travail au sein du laboratoire

SABRES (ex laboratoire de statistique de I'UBS) .

Rapporteur Revues

Biometrics

Com. in Stat. and Data Analysis

Com. in Stat. : Theory and Methods

IEEE Transactions on Reliability

Journal de la Société Francaise de Statis-
tique

Journal of Statistical Planning and Inference

Metron

Collaborateurs(trices)

Naval Research Logistics
Physica A
Reliability Engineering & System Safety

Statistics and its Interface
Statistical Modelling

Technometrics

International Journal for Performability En-
gineering

N. Balakrishnan, Mac Master University, Canada

L. Courtrai - Université de Bretagne Sud

E. Fokoué - Rochester Institut of Technology, USA

M. Fredette, HEC Montréal, Canada
A. Sen, University of Michigan, USA

V.D. Tran - Université Hoa Sen, H6 Chi Minh Ville, Vietnam

J. Vaillant, M. Troupé - Université Antilles-Guyane, Pointe-a-Pitre, Guadeloupe



Séjours a I'étranger

1999
2000
2001
2001-2002
2005
2012
2013
2014
2016
2016

2018

2019

University of Kent, Canterbury, Angleterre, (1 semaine),
McMaster University, Hamilton, Canada, (1 mois),

Oakland University, Michighan USA, (2 semaines),

University of California, Santa, Barbara, USA, (un an et demi),
HEC Montreal, Canada , (2 semaines),

University of Utah, Salt Lake City, USA , (2 semaines),

Hoa Sen University, Vietnam , (2 semaines),

City University of Hong Kong, Chine, (2 semaines),

Rochester Institut of Technology, (2 semaines),

Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM),
Hanoi, Vietnam, (1 semaine).

African Institute of Mathematical Science (AIMS),

Kigali, Rwanda, (3 semaines + 3 semaines).

Statistical and Applied Mathematical Science Institut (SAMSI),
Raleigh-Durham, USA, (5 mois)

Organisation de Sessions dans des Conférences et Autres

2014

2013

2013-2017

IWAP : International Workshop on Applied Probability, Antalya, Turkey

Session «Stochastic Processes in Reliability»

FISC : Flint International Statistical Conference,
Kettering University, Flint, Michighan, USA

Session «Reliability»

Rencontres STAT. a I'UBS,

Conférence de 2 jours initiée en 2013 « Année de la Statistique » , orga-
nisée sur le Campus de Tohannic a Vannes réunissant étudiant(e)s, an-
cien(ne)s étudiant(e)s, enseignant(e)s, enseignant(e)s-chercheur(e)s, pro-
fessionnel(le)s autour de thémes tels que « Big-Data » (2014), « Statistique
et Climat » (mars 2016), « Statistique et Intelligence Artificielle » (nov.
2016), « Statistique et Villes Intelligentes » (nov. 2017).

(http://evans.gouno.free.fr/RENC.STAT/RencStat_5.php)

Valorisation recherche : Logiciels

o Développement du logiciel FIABILITIS, logiciel de calcul en fiabilité, en collaboration avec
Luc Courtrai, Valoria, UBS et Abderrazak Bhairia, ingénieur recruté dans le cadre d'un projet
de maturation (12 mois) financé par la SATT Ouest Valorisation.
(https://share-irisa.univ-ubs.fr/fiabilitis/pub/).

e Développement du logiciel OCCURLAB, logiciel d'analyse statistique de défaillance systéme

(DCC).



Activité de Contrat / Relations industrielles

2000 Thalés Orsay
Contrat : Création et développement d'un logiciel de calcul de fiabilité
Durée : 3 mois
Montant : 10 500 F

2007 Ministere de la Défense — DGA Rennes
Contrat : Modéles mathématiques pour la fiabilité en stockage
Durée : 5 mois
Montant : 13 056 €

2011 EDF R&D, Clamart
Contrat accompagnement these CIFRE : Analyse statistique
de modeles de fiabilité en environnement dynamique (2011)

Durée : 3 ans
Montant : 45 000 €

2015 EDF R&D, Clamart
Contrat : Analyse bayésienne des défaillances de cause commune
Siireté de Fonctionnement des Centrales Nucléaires
Durée : 10 mois
Montant : 12 000 €

2016 EDF Lab Paris-Saclay, Dép. MIRE
Contrat de collaboration : Analyse statistique et modélisation
de phénomeénes orageux - Processus stochastiques auto-excités
Durée : 10 mois
Montant : 4000 €

2016 EDF Lab Paris-Saclay, Dép. MRI

Etude : Développements méthodologiques pour le traitement statistique des dé-
faillances de cause commune (DCC).

Durée : 9 mois
Montant : 7200 €



Enseignement

Nature des Cours et Travaux dirigés

Année universitaire 2019/2020 (Semestre 2)

e Licence de Mathématiques, Parcours : Statistique
L2 Modele linéaire et ANOVA

e Master « Data Science et Modélisation Statistique »
M1 Modeles de durée / Analyse de Survie
M1 Apprentissage Statistique
M1 Encadrement de projets
M 2 Encadrement de stages de fin d'études

Divers depuis 1996

Cours niveau Licence

L1 Eléments de Statistique

L1 Estimation et Tests d'hypotheses

L1 Introduction au Calcul des Probabilités

L2 Modele Linéaire et Analyse de la Variance

L3 Plans d'Expériences

L 3 Bio. Traitement Statistique des données biolo-
giques

L3 Recherche Opérationnelle Aléatoire

L3 Chaines de Markov — Processus stochas-

tiques

L 3 Pro. Contréle Qualité des Produits Agro-alimentaires

Introduction aux Plans d'Expériences

Cours et TD (44 h)
Cours et TD (44 h)
Cours et TD (44 h)
Cours et TD (44 h)
Cours et TD (44 h)
TD (12 h)

Cours (42h)

Cours et TD (21

h)

Cours et TD (21 h)

44 h
44 h

44 h
44 h

Cours et TD (44 h)
Cours et TD (44 h)

Cours et TD (8 h)

L 3 Pro. Ingénierie des Ingrédients des Produits Cosmétiques et de Santé

L3

Outils Statistiques
Encadrement de projets

Cours niveau Master

Réseaux Bayésiens

M 1 Statistique Bayésienne

M 1 Optimisation a finalité statistique

M 1 Analyse de Durées

M 2  Statistique pour I'Industrie : Fiabilité
M 2  Optimisation et Simulation

M 2  Extraction de Connaissance :

M 2  Mathématiques Actuarielles

M 1 Encadrement de projets

M 2 Encadrement de stages de fin d’études
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Cours, TP et TD (20 h)

Cours et TD (
Cours et TD (
Cours et TD (44
Cours et TD (4
Cours et TD (22
Cours et TD (
Cours et TD (



Cours Ecoles d’Ingénieurs

ENSIBS

3éme année

ENSAI

3éme année

ENITIAA

3éme année

ENM

3éme année

ECN
M1

Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Bretagne-Sud — Vannes
Modélisation Aléatoire Cours et TD (20 h).

Ecole Nationale de la Statistique et de I'’Analyse de I'Information — Rennes

Plans d'expériences Cours et TD (20 h).

Ecole Nationale d'Ingénieurs des Techniques des Industries Agricoles

et Alimentaires — Nantes

Controle Qualité Cours et TD (12 h).

Ecole des Mines de Nantes

Fiabilité Cours et TD (20 h)

Ecole Centrale de Nantes

Master International « Industrial Engineering »

2017/2018 — Statistics and Data Analysis Cours et TD (16h)
2018/2019 — Statistics and Data Analysis Cours et TD (32h)

Cours a I'étranger

Angleterre

USA

Rwanda

Sheffield Hallam University (SHU)
Bachelor of Sciences Survival Analysis

University of California in Santa Barbara (UCSB)

Undergraduate Statistics for Business
Undergraduate Probability

Undergraduate Stochastic Operation Research
Postgraduate Survival Analysis

African Institute of Mathematical Science (AIMS)

Master Actuarial Mathematics

Master Introduction to Statistics
and Probability
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1997, 1999, 2003.

Lectures and practices (8 h)

2001/2002

Lectures (15 h)

Lectures and practises (30 h)
Lectures and practises (30 h)
Lectures and practises (30 h)

2017/2018
Lectures and practises (30 h)
2018/2019
Lectures and practises (30 h)



Responsabilités Administratives

1996-1998

1998,/1999

1999-2001

2002-2006

2002-2005

2005/2006

2006-2015

2012/2013

2016-2018

01/2017-09/2017

2017/2018

Responsable des Stages de Fin d’études de la filiere GIS de I'lUP de Vannes.

Recherche d'offres de stage, validation des sujets, organisation des soutenances.
Directeur des Etudes de la filiére : Génie Informatique et Statistique (GIS),
IUP de Vannes, Organisation des enseignements (contenu, volume, etc.),
promotion de la formation.

Organisation des Conférences—Entreprises pour la maitrise GIS.

Création et gestion du site WEB du laboratoire de recherche SABRES.

Co-direction du DESS MASI.
Rédaction de I'habilitation du Master : Management de Projets statistiques (MPS)

Co-direction de la licence GIS et du Master MPS
Directeur des Etudes de la Licence 3,
Mention : Mathématiques et Informatique — Parcours : statistique.

Rédaction d’habilitation

Création et gestion de I'Annuaire des Anciens Etudiants en Statistique de I'UBS

http://web.univ-ubs.fr/Ilmam/gouno.

Correspondant UBS du Master International
Data Science co-accrédité avec IMT Atlantique,

Directeur du Péle « Mathématiques »
du Département Math. Info. Stat. (DMIS)

Directeur des Etudes du Master 2¢"année,

Data Science et Modélisation Statistique
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